
Mostreig II 

Programa: 

1. Analisi de dades categoriques. 
1.1 Taules de contingencia. ~ o s t r e i ~  d'una multinomial d'un producte 
de multinomials i de lleis de Poisson. Odds-ratio 
1.2 Test d'independencia. Tests de la x2 d'independencia, de la raó de 
versemblances i de I'odds-ratio. Analisi de residus. Mesures 
d'associació. 
1.3 Models log-lineals per a taules bidimensionals. Factors fila, columna 
i interaccions. Models. Interpretació. Estimació. 
1.4 Models especials per a taules quadrades. Test de quasi 
independencia. Models amb simetria i quasi simetria. 
1.5 Taules multidimensionals. La paradoxa de Simpson. Models per a 
taules tridimensonals. Col-lapsament de taules multidimensionals. 
1.6 Taules incompletes. Zeros estructurals i zeros aleatoris. 
1.7 Models logit i regressió logística. Models log-lineals i logit. 
Regressió logística. Estimació dels parametres. Interpretació. 

2. Situacions especials a teoria de mostres 
2.1 Mostreig amb pregunta aleatoritzada. El metode de Warner. La 
pregunta no relacionada. Elecció optima dels parametres. Eficiencia i 
protecció de la intimitat. Tecniques per a variables numeriques. 
2.2 "No sap- No contestan i observacions perdudes. Efecte de la 
no-resposta. Metodes per augmentar la taxa de respostes. Missings: 
imputació i imputació múltiple. 
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